Alcance de la Acreditacion

Laboratorio de Metrologia en DCy Baja Frecuencia de
ETESAL, S.A. de C.V.

ORGANISMO SALYADORENO DE ACREDITACION

N° de Registro: LCA-02:11
Responsable: Ing. José Gilberto Cantén
Correo electrénico: gcanton@etesal.com.sv
Teléfonos: 2507-6811 / 2507-6805
Sitio web: No aplica
Direccion: Final Calle principal, colonia Los Alpes, Soyapango

Ambito de la acreditacion:

Calibracion de equipos en magnitudes eléctricas

Vigencia de la acreditacién:

Del 28 de marzo del 2024 al 27 de marzo del 2028
Acreditacion otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales

para la competencia de laboratorios de ensayo y calibracion.

Estado de la Acreditacion:  Vigente
o . A g Intervalo de medicién o o A2 : . Patron de referencia del Datos
Servicio de calibracion o medicion Condiciones de medicion Incertidumbre expandida oy TR
Método s ) o . Categoria
Magnitud Instrum_e nt e de Procec_i|m|eplto \{a!or Vlal_o " | Unidades Parametro Especificaciones Valor Unidades Termpes | ghvle el g el Or|ge_n_ il del
medicién i de calibracién | minimo | maximo cobertura | confianza del patron trazabilidad laboratorio
23+15°C
Multimetros 10 500 k Hz (20 a55) % HR | 3.1E-05 Hz 2 95% 0
Medidores de GUI-01-GEM- 230;31.3’:':/°C FLUKE 5520A
fr?g‘:}g;g‘;‘ Ver ;Gon- ) 45 | 100k He (20a55) % HR | 3.1E-05 | Hz 2 95% | FLUKE 5522A 0
A . A Temperatura, 3.3-330V FLUKE 8508A
Frecuencia acrggeonrz%t:%is ’\lgi?;c’cctig Revision: 0 humedad relativa 23+15°C SI/NIST
medi‘():ién de PRM-011 45 10 k Hz y voltaje (20 a55) % HR | 1.2E-04 Hz 2 95% 0
frecuencia, Edicién: 2 330-1000V FLUKE 5520
generadores Revision: 0 23+1.5°C FLUKE 5522A
de frecuencia 45 1k Hz (20 a 55) % HR | 5.8E-02 Hz 2 95% FLUKE 0
1-15A
5500A/COIL
Amperimetros , 29 329.99 UA o 1.3E-07 A 2 95%
Multimetros, 0.33 | 3.2999 | mA 235316/5 H%(fg 4.1E-07 A 2 95%
Osciloscopios 3.3 32.999 mA g 3"0 KHz 3.2E-06 A 2 95% | FLUKE 5520A
con opcién de | Método 33 | 329.99 mA 3.2E-05 A 2 95% | FLUKE 5522A | SINIST 0
medicion de Directo
corriente AC, GILBJGI;?elr-sci;éiM- 0.33 20 A 233 isé 'i/ C}:-IR 2.2E-04 A 2 95% FLUKE 508
Calibradores JRevisién: 0 : Temperatura, (45 ?—|z _)5 EHZ s °
Corriente AC de procesos. PRM- : humedad relativa
o y frecuencia FLUKE 5520A
011Edicién:
2Revision: 0 FLUKE 5522A
Método 23+15°C FLUKE
Amperimetros . 15 1 A abb) % HR | 5.8E- A 2 5% 5500, IL I/NIST 0
i Indirecto 000 20 02 9 00A/CO SI/NIS
45 Hz - 440 Hz FLUKE 8508A
RITZ

KSO1811A




s - 0z A2 - i . , Patron de referencia del Datos
Servicio de calibracion o medicion iones de medicion ‘ Incertidumbre expandida e erTRhTEts
. Instrumento de e Procedimiento | Valor Valor . P . . . Factor de | Nivel de Descripcion Origen de Cazezid
Magnitud s de - > e 2o Unidades Parametro Especificaciones |  Valor Unidades - del
medicion - de calibracién | minimo | maximo cobertura | confianza del patron trazabilidad .
medida laboratorio
Amperimetros,
Multimetros,
Osciloscopios
con opcién de
medicion de GUI'O;éGEM'
corriente DC, Método Version: 2 FLUKE 5520A
Calibradores Directo Revisiéﬁ' 0 0 20 A Temperatura 'y 23+15°C 2.0E-08 A 2 95% FLUKE 5522A | SI/NIST 0
Corriente DC de procesos. ’ Humedad 20 a_55j % HR FLUKE 8508A
Generadores PRM-011 Relativa 0
(fuentes de Edicion: 2
corriente y Revisiéﬁ' 0
tension AC y ’
DC)
I Método ) FLUKE
Amperimetros ([T~ 10 1000 A 8.9E-02 A 2 95% 5500A/COIL SI/NIST 0
GUI-01-GEM-
. 36
Multimetros, Version: 2
Amperimetros, Método Revisiér;' 0 Temperatura, 23+1.5°C FLUKE 5520A
Voltaje AC Osciloscopios, Directo ’ 2m 1000 Vv humedad relativa | (20 a 55) % HR | 5.3E-06 \Y 2 95% FLUKE 5522A | SI/NIST 0
Calibradores PRM-011 y frecuencia 45 Hz - 10 kHz FLUKE 8508A
de procesos. Edicion: 2
Revision: 0
Multimetros, th!)\?elrs?oiM-
Amperimetros, ) X Temperatura y d FLUKE 5520A
Voltaje DC Osciloscopios, | Método | 2Revision: 0 | 1000 v Humedad 232 1.5°C(20 |, 4 o7 v 2 95% | FLUKE 5522A | SUNIST 0
; Directo PRM- . a 55) % HR
Calibradores S Relativa FLUKE 8508A
de procesos 011Edicién:
P : 2Revision: 0
Ohmimetros,
Medidores de GUI'OsléGEM'
res'ﬁ:?;'a a Version: 2 Temperaturay FLUKE 5520A
P Método Revision: 0 23+15°C / FLUKE
cl)\/luli'ilmetrois, Directo 0 1100 MQ HRurT|1eticilad (20 a 55) % HR 1.0E-05 Q 2 95% 5520A/RITZ SI/NIST 0
sciloscopios PRM-011 clativa KSO1811A
con opcién de L
medicion de Edicion: 2
; - Revision: 0
Resistencia
GUI-01-GEM-
Resistencias Método Z?Ift;(/?srlsc:ﬂno Temperatura, 23£ 1.5 °C(20 FLUKE
- ) 100 p im Q humedad relativa | a55) % HRO- | 1.0E-07 Q 2 95% 8508A/FLUKE | SI/NIST 0
(Shunt) Indirecto PRM- .
. . N y corriente 600 ADC 337
Resistencia 011Edicién:
2Revision: 0
GUI-01-GEM-
' ’ 36
Resistencias, o
resistencias de Método %/;;2%220 Temperatura y 23+ 15°C
décadas, ) ’ 0 10G Q Humedad een 5.8E+04 Q 2 95% FLUKE 8508A | SI/NIST 0
- ) Directo - (20 a 55) % HR
resistencias de Relativa
aislamiento PRM-011
’ Edicién: 2
Revision: 0
Probadores Método GUl'OéLéGEM- Temperatura, 23+1.5°C Meager
resistencia de Directo Version: 2 10M 10G Q humedad relativa | (20 a 55) % HR | 5.8E+04 Q 2 95% CBgl%l SI/NIST 0
Aislamiento Revisién.' 0 y corriente 0-5kvDC




Servicio de calibracion o medicion SRR ] St
labora adicionales
Magnitud Instrumg nt ol Me;zdo ProceQimieplto \{a!or V’al_o " | Unidades Parametro Especificaciones |  Valor Unidades Temies | e Lestipclin O”gef‘. it Catgg:)rla
medicion - de calibracién | minimo | maximo cobertura | confianza del patron trazabilidad .
medida laboratorio
PRM-011
Edicién: 2
Revision: 0
GUI-01-GEM-
. Versaieén: 2 SHUNT
Ohmimetros y Método Revision: 0 Temperatura, 23+x15°C E3131
micro Direct : 100 p im Q humedad relativa | (20 a 55) % HR | 1.0E-07 Q 2 95% SHUNT SI/NIST 0
Ohmimetros Irecto y corriente 0-600ADC E6272
SO SHUNT 5091
Edicién: 2
Revision: 0
23+1.5°C(20a
1.001 1.009 55) % HRO - 2 A 6.2E-04 Q 2 95%
23+1.5°C
1.010 1.099 (20a55) % HR | 6.5E-04 Q 2 95%
) _ 0-2A
Resistencia 23+ 15 °C
1.100 1.999 (20 255) % HR | 9.1E-04 Qx 2 95%
0-2A
23+15°C
Ohmimetros, 0 10 (20 a55) % HR | 6.1E-04 Q 2 95%
Medidores de GUI-01-GEM- 0-200 mA
resistencia a 36Version: Temperatura y 23+x1.5°C CROPICO
tierra, Método | 2Revision: O 0 100 Q Humedad (20 a55) % HR | 7.6E-03 Q 2 95% RBB6- SINIST 0
Osciloscopios | Directo PRM- RelativaCorriente 0-600 mA BCROPICO
con opcién de 011Edicién: de prueba 23+1.5°C RBB6-F
medicion 2Revision: 0 0 1000 (20 a55) % HR | 7.6E-02 Q= 2 95%
resistencia 0-20 mA
23+15°C
0 10k (20 a55) % HR | 7.6E-01 Q 2 95%
0-6mA
23+15°C
0 100 k (20 a55) % HR | 7.6E+00 Q 2 95%
0-2mA
23+15°C
0 1000k (20 a55) % HR | 7.6E+01 Q 2 95%
0-0.3mA
GUI-01-GEM-
36
Version: 2
. . s Temperatura y o FLUKE 5520A
Capacitancia CM”'“me""S' Método | Revision:0 | 19 | 50 F Humedad 28£15°C | 4 4p g F 2 95% | FLUKE SUNIST 0
apaclmetros | Directo Relati (20 a 55) % HR
elativa 5522A
PRM-011
Edicion: 2
Revision: 0

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificacion

Renovacion del ciclo de acreditacion

Fecha de vigencia
28 de marzo del 2024 al 27 de marzo del 2028

Fin del documento




